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El invento tiene por objeto un disposi-
tivo de fusibén al arco de muestras con vistas e libe-
rar los gases eventualmente ocluidos en las'mismas,
disposgitivo utllizable en particular -aungue no exclu7

5e sivemente~ en una inestalscidn de dosificacidén de log
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gases ocluidos por espectrografia de chispas.

~2

Yo se ha descrito en la patente francess
n? 1 502 882 del Comisariado de Energia Atémica un
dispositivo que desempefia esta funcidn: este disposi-

tivo comprende esencialmente una cémera obturable en

* forma estanca y en la cual medios anexos permiten hacer

el vacio o introducir un gas inerte a muy escasa pre-
gibn, un plato giratorio en torno a un eje vertical
Gestinado o recibir muestras a lo largo de un cireulo
centrado solre el eje, y un porta-electrodo regulable
verticalmente y que penetra en la campana a través

de un dispositivo estanco de vacio, previéndose medios
para establecer entre el electrodo y eliplato o disco
wna diferencia de potencisl eléctrico suficiente pa-

re hacer estallar un arco. La campana estéd provistg

de ventanas que permiten el paso de un haz de andli-

tsis espectrografico. Para reducir el volumen de la cam

pana, ésta es coaxial con el plato o disco, circuns-

_ tancia por la ckal la chispa se desliza entre el con-

tre~electrodo y uns musstra susceptible de surgir en la

proximidades de la pared lateral que delimita la cita-

~da cgmpana.

Egte dispositivo funciona de forma satis-
factoria, si bien puede reprochirsele el conducir a
cierté opacificacién de las mirillas, por depdsito
provocado por el estallido de chispas en las proximi-
dades de la pared; el invento tiende a la concepcidn
de un dispositivo de fusién al arco que no presentsa
este inconveniente y que ademés permite la colocu—

¢cibn en posicidn de un nimero de chispas superior en
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lg cempane y por ende reduce el nfmero de puestas en

vacio necesarias para un nimero total determinedo dei

naestrag.
t

Con este fin, el invento propone un dis-
positivo de fusién al arco de muestras en atmésfera
g escase presidn, dispositivo que comprende una céme-
ra de eje vertical en varias piezas desmontables, unz
porta~electrodo mévil verticalmente para desplazar eﬁ
alturs un elsctrodo sensiblemente siguiendo el eje d
le cémars, y un gistema porta-muestras, caracterizade
porque el dispositivo porte-muestras comprende dos dis-
cos o platos giratorios en torno & ejes verticales
gensiblemente simétricos con respecto al eje de la cé-
mara, portadores cada uno de una corona de muestras a
lo largo de un circulo de radio tal, que las muestrag

deafilan delante del electrodo en el curso de la rota;

‘oién del disco, estando embos discos truncados segin

wna cuerda tal que cuando 1a'barte truncada de uno
de los discos se halla enfrente del elecirodo, el otro

digsco puede girar libremente al mismo nivel, y compren-

de medios para accionar independientemente los dos dig~

E

cos o platos en rotacidn.

El invento se comprenderé mejor mediante |
la lecture de la descripeibn que sigue de uns forma
de ejecucibn, facilitada a titulo de ejemplo no limi-
tativo; la descripcibén se refiere a los plenos que la
acompaﬁan, en los cuales:

-~ la fig. 1 nmuestra esquemidticemente log |
elementos principales de un dispositivo segin el in- i

vento, representado en seccién segin su plano vertical
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medio;

_ - la fig. 2 es una vista en seccidn se-
gin la linea 11-1I de la fig. 1;

- la fig. 3 es una vista esquenmitica en
perspectiva de los platos o discos porta-unuestras del
dispositivo de la fig. 1 y su mecanismo de acclonamien-
to. ‘

El dispositivo representado en las figs. 1
y 2 comprende una cimara provista de medios que permi-
ten crear en la misma una- atmésfera de gas inerte a es-
casa presién. El fondo de esta cémara estd constitui~
do por una base 10 provista de una toma de.vacio 12 wmi
da g bombas de tipo clisico, no representadas. Sobre
la base y separado de elle por una place aislante de
vidrio 14 (vidrio "Pyrex" con preferencia) se halla
fijado un manguito 16 metélico. Sobre este manguito y
geparada de 41 por una éegunda placa aiglante 18 vsa

montada una pieza anular 26 provista de mirillas 22

que permiten la observacidn en el interior de la céma-

re o el paso de un haz si éste se destina al andlisis
espectrogrifico. Por §ltimo, la ofmara estd cerrada

en su parfe superior por una tapa de obturacidn 26 se-
parada de la pieza 20 poxr ﬁna placa aislante 24 de vi-
drio. El manguito 16, la pieza 20 y la tapa 26 se he~

1llen centradas entre si por una virola 28 aislante

provigta de drganos tales como gatos que permiten ajus-

tar el conjunto de los constituyentes unos con respec—
%0 a los otros y efectuar la estanguidad por aplasgta~
miento de las juntas tdricas 29 colocadas entre los

componentes. La virola 28 estd provista de una contera
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30 equipada con una valvula de estanquidad 32 que pex-
mite unir el espacio 34 delimitado por la odmara a
conducto 36 de alimentacidn de gas neutro tal como ar-
gén. En el manguito 16, la pieza 20 y la tapa 26 se ha-
llen digpuestos conductos 38 de paso de refrigerante
tal como agua. | ‘

A través de la pared superior de la virola
28 y la tapa 26 pasa de forme estanca un porta-electr%dc
40 digpuesto sensiblemente siguiendo el eje vertical i
del espacio 34, unido al polo negativo de una alimen-‘
tacidn de alta tensién cuyo polo positivo va unido a
la masa y al dimpositivo porte~muestras que sers des-
erito mas adelante. E1 porta~electrodo 40, desplazable
en sentido vertical con ayuda de un enlace fileteado ;
de tipo cldsico que no necesita describirse aqui, eaté

A : f

provisto de un mandril 42 de retencién de un electrodo
44,ven general de grafito. |

La cfémara estd provista de un dispositivo
porta~puestras, representado en las figs. 1, 2 y 3,
que pernite situar una cualquiera de una gerie de mues~
tras tales como 50 (fig. 1) frente al electrodo 44.
dispogitivo comprende dos conjuntos similares, colocjj
dos simétricamente con relacién al plano de la figu-}
ra l. E1 conjunto representado en la derecha de lg
figura 3, por ejemplo, estd provisto de un plato o

disco 46 que presenta una forma circular truncada

. siguiendo una cuerda, con un fin que se verd mas ade-~

lante. El disco 46 presenta una serie de orificilos

48 regularmente repartidos a lo largo de un circulo

de radio tal qua los orificios vienen sucesivamente
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a oolocarss a la albtura del eiectrodo 44 en el curso
de la rotacibn del disco. En cada uno de los orifi-
clos 48 puede disponerse una muestra, tal como la
que muestra la referencia 50 en la fig. 1, monvada
sobre una copela. El plato o disco 46 dispone de ér—
ganos de accionamiento que permiten hacerle girar
oen torno a su eje pars llevar una cualguiera de las
muestras que contiene frente al elactrodo 44 y para

hacerls subir y bajar a fin de gue la chispa entre

el electrodo y la muestra surja al nivel de las miri-

1las 22. Bl mecanismo de accionamiento en rotacién
comprende un véstago vertical 52 guiado coaxialmente
al disco en un tabicado 54 (no visible en la fig. 1)
del manguito 16, retenido en traslacidn pero libre

en rotacibén. Este vistago se halla solidarizado en
rotacibn con el disco por medio de una ufia 55 de que
estd provisto y que ajusta en una ranura longitudinal
56‘de una prolongacién del disco 46, ranura de larsgo
suficiente para permitir el desplazamiento vertical
necesario al disco.

Al véstago 52 va fijada una rueda 58 gue
anpgrana eh permanencia con an tornillo sin fin 60 mon-
tado loco sobre una barrs de mando 62 que atraviesa
el manguito 16 y la virolas 28 en forma estanca. Esta
barra porta una barrita 64 susceptible de ajustar en
una renure 65 del tornillo 60: cuando la barra 62
ocupa la posicidén representada en la f£ig. 3, el forni~
1lo 60 quéeda libre en rotacibn con respecto a la barra.
Por el contrario, cuando la barra es arrastrada en el

sentido indicado por la fiecha £ en la fig. 3 hasta
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que la barrita 64 ajusta en la ranura 65, el tornille

60 y la barra 62 ss hallan solidarizados en rotacibn,

" |
Basta entonces hacer girar la barra 62 desde el exte~

rior de la cémara para accionar el disco 46 en rota-
cién.,

El mecanismo de elevacibén y descenso del
disco comprende un manguito 66 mentado en un ani;lo %
67 de guia solidario del tabicado 54 e Inmovilizado |
en rotacidn en este anillo por un montaje deslizante?
68, E1 platillo 46 descansa por su prolongacidn solre
el manguito 66. Este presenta un orificio aterrajado
en el cual se gjusta a rosca la parte terminal supe-
rior aterrajada de un manguito 70 retenido a altura £i-
je por medios de gula no representados. EL manguito

R ” '.
70 gira loco sobre el vastago 52 y porta en su parte diu-

' ferior una rueda dentada 72 que engrana en permanen-

cia un tornillo sin fin 74 fijado a una barrs de man-
do 76+ La barra 76 como la barra 62 atraviesan en for-
ma eatenca el manguito 16 y la virola 28. Termina en

un botén (no representado) que un operador acciona pe~-

‘rg hacer girar la barra. ) |

Como quiera que el segundo conjunto es
idéntico al primero, no serﬁ deserito: basta hacer
observar que su plato o disco 46' estd previsto para
desplazarse en altura al mismo tiempo que el disco 46

bajo la accién de la misma barra 76 (fig. 3) y perma-

necer al mismo nivel. Por el contrario, la barra 62

acciona en rotaoidn ya sea uno u otro de los discos 46‘
y 46'; en la posleifn en que se halle representaia en

la fig. 3, la barra 62 va acoplada por la barrita 64'
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al tornillo 60' de accionamiento del disco 46', mien~
tras gue por el contrario se halla desacoplada del
tornillo 60, _

El funcionamisnto del dispositivo se evi-
dencia por la lectura de la descripecibn que antecede
¥y por conaigniente 30lo sgerd brevemente indicado: es-
tando las piezas en la posicibén representada en la
fig. 3, si se desea llevar una muestra portada por el
disco 46 frente al electrodo 44, se itira de la barra
62 en el sentido de la flecha fo para acoplarla al
tornillo 60 y hacerla girar hasta que el disco 46 se
halle en la orientacién convenisnte. Por accién sobres
la barra 76 puede llevarse la nuestrs & una altura
tal que la chispa surja frente a la mirilla. Por @lti-
mo, mediante un desplazamiento vertical del porta-
electrodo 40 puede regularse lg distancia éntre los
extremos enfrente de la muestra 48 considerada y del
electrodo 44. '

‘ El dispositivo que acaba de describirse
es susceptible de numerosas asplicaciones. Entre estas
pueden citarse en particular la dosificacidn de los
gases ocluidos en los metales, las alesaciones o los
compuestos methlicos, dosificacién efectuada bien
gsea por espectrografia de chispas, o bien por anili-
gis de los gases extraidos de la cimara. '

A titulo de ejemplo con respscto a la
primera aplicacién, puede citarse la dosificacién
del oxigeno, del hidrbgeno o incluso del cloro en
los éompueatos refractarios; en efecto, un arco elée-

trico de intensidad suficiente permite slcanzar tem~
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peraturas del orden deé 28002 g 3002, Loa gases oclii~
dos en el materiasl que ha de analizarse son extraidos
a esta temperatura por fusidn reductora bajo una pre~ .
gibn reducida de argdn cuya presencig hace posible la
excitacién del oxigeno por ejemplo: en efecto el arg@n .
posee potenciales de excitaelén de ionizacién ligera;
mente superiores a los del oxigeno y permite la exci-
tacién de este Gltimo elemento,extraido en forma de
mondxido de carbono. Asi pues se ha medido en partiocu-
lar répidamente el contenido en oxigeno de barretas
de ¢arburo de uranio por espectrografia de chispas
bajo una presién de 400 mm de mercurio de argén.

' A titulo de ejemplo con respecto a la aej
gunda aplicacibn, puede citarse el andlisis del conter
nido en nitrdgeno de las aleaciones uranio-carbono en
las que el nitrdgeno pusde encontrarse ya sea en es-
tado disuelto, ya en forma de nitruros y de carbo
nitruros. La dosificacién espectrogrifica no da en es~ -
te caso buenos resultados, siendo précticamente impo-,
gible la interpretacibén de las bandas espectrogrifi-
cas facilitadas por el ciandgeno. En cambio, pueden
extraerse de la cémara mantenida en atmésfera de he-
lio a muy escasa presién (no siendo ya necesario el
argbn pussto que no se busca excitacién) muestras que
son sometidas a anilisis cromatografico. Ias pruebas

efectuadas liberando los gases por un arco bajo 30 A, .

 en atmbsfera de helio bajo 400 mm de presién y utili—l

zando un cromatdgrafo de tamiz molecular, han propor- !
cionado una buena separacién del nitrdgeno y del Oxi-

do de carbono.
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Degcrita suficientemente la naturaleza
del invento, asl como la manera de realizarlo en la
practica, debe hacerse constar que las disposiciones
anteriormente indicadas son susceptibles de modifica-
ciones de detaile en cuanto no alteren su principio
fﬁndamental. También se hace congtar que el invento
corregponde a una Solicitﬁd de Patente presentads en
Prancia n® FV. 167.710 de 26 de septiembre de 1.958
acogiéndose, por lo tanto, a los beneficios que con-
ceden los Coﬁvenios Internacionales en vigor, siendo
1o que constituye la esencia del referido invento y
por lo que se solicita Patente de Invencién por 20
abos en Espefint PERFECCIONAMIENTOS EN LA CONSTRUCGICKN
DE DISPOSITIVOS DE PUS10N ALAARCO DE MUESTRAS; carac-
terizédndose por lo siguiente:
18 - Perfsccionamisntos en la construccibn
de dispos}tivoa de fusién al arco de muestras con vis-

tas a liberar los gases eventualmente ocluidos en las

mismas , caracterizados porque cada dispositivo com-

prende una cdmara de eje vertical en variag piezas
desmontables, un porte~electrodo névil verticalmente
pare Gesplazar en altura un electrods sensiblemente
siguiendo el eje de la cémara, y un sistems porta-
nuestras, caracterizados porque el dispositivo porta-
muestras comprende dos platozs o discos giratorios en
torno & ejes verticales sensiblemente simétricos con
relacidn al eje de la cémara, gus porfan cada uno una
corona de muestras a lo largo de un circulo de radio

tal que las muestras desfilan por delante del eleciro-
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ambos discos truncados segin una cuerda tal que cuan-

do la parte truncada de uno de los discos se sitla
frente al electrodo, el otro disco pusde girar libre-
mente al mismo nivel, y comprende medios pars accio-
nar independientemente uno u otro de ;os dos platos
o discos en rotacifn. |

. 28 - Perfeccionamientos segin la reivin-
dicacién 1, caracterizados porque el dispositivo
porte-muesiras comprende medios de ajuste accionados
desde el extérior de la cémarae pars desplazar en aitur
ra los dos discos simulténeamente manteniéndolos al ’_
mismo nivel.

38 - Perfeccionamientos segin la reivin-
dicacién 2, caracterizados porgue los medios de aceio-
namiento comprenden dos'véstagos verticales solidari&s
eﬁ rotacién cada uno de los discos, una barra dnica |
de mando de 1a ro%acién de uno u otro de los dos dia4
cos, mbévil en rotacién y desplazable en traslacidn
eﬁtre dos posiciones extremas y dos acoplamientos
que unen cada uno la barra de mando & uno de 1los vés-
tagos verticales para una de las posiciones extremas
de dicha barre de mando. ;

48 - Perfeccionamientos en la consitruc- |
cibn de dispositivos de fusibn gl arco de muestras,
tal y como queda sustancialmente descrito en la pre-

pente Momoria e ilustrado en los dibujos adjuntos.

Egta Memoria consta de doce hojas eg-



g : 2w
eritas a méquina por una sola cara.

, Madrid,
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE,
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